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MERKITSE VUOS
JOLLOIN OSALLISTUIT
LUENNOILLE:

1.

M &&rittel e seuraavat kasitteet

- Naytteenoton epavarmuus
- Kalibrointi
- Jdjitettavyys
- AD- muunnos
- Kavitaatio
2.

Kuvaa pinnankorkeuden kéytetyimmat mittausmenetel mét

3.

Kuvaa paperimassan sakeuden mittausmenetel mét

4,
Kuvaa pH- mittauksen periaate
- méaritelma
- laitteet ja mittaug érjestelma

5.

A) Raman-spektroskopia
- vahvuudet & heikkoudet
- sovellukset

B) Instrumentointisuunnittel ussa laadittavat dokumentit ja piirrustukset



